
Falten-Muster:  
Texturen  
von Bildlichkeit
 www.eikones.ch

Internationale Tagung 
31. Mai – 1. Juni 2013

Referierende: Mieke Bal, Antje von Graevenitz, Mateusz Kapustka,  
Martin Kirves, Dietmar Kohler, Helga Lutz, Sabine Mainberger, Anne Röhl, 
Christian Spies, Martin Sundberg, Stefan Trinks, Tristan Weddigen,  
Nina Wiedemeyer
 
eikones NFS Bildkritik, Rheinsprung 11, CH-4051 Basel
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Die Nationalen Forschungsschwerpunkte sind ein 
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds


